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中电通 第20100310001 号


2010 移动世界深圳峰会--

移动测试研讨会邀请函

各相关单位：

由工信部、发改委、科技部、中国工程院、中国科学院、深圳市政府等多个政府部委支持的2010中国电子展、2010消费电子展将在2010年4月9-11日在深圳国际会展中心联合盛大召开。
移动终端作为消费电子的重要组成部分，得到了组委会的高度关注，特别在展览期间隆重推出“2010移动世界深圳峰会”主题活动。峰会以“让世界移动起来”为主题，主要由移动世界开幕式大会、国际手机行业高峰论坛、MID产业高峰论坛、智能本发展高峰论坛、以及移动电视国际研讨会、移动支付国际研讨会、移动测试研讨会，移动电源设计研讨会等8大论坛，配套30000平米的移动世界展览组成。通过全球行业领袖的主题报告、通过专家的权威分析，以及影响未来移动发展的技术和产品的展示，来为与会者提供一道移动世界的饕天盛宴。

 

为了使移动终端测试领域的技术人员全面了解最新的移动测试解决方案，3G的仪表仪器，以及学习全球各国家地区的产品认证、检测规范和要求，中国电子学会联合摩尔实验室（MORLAB）于2010年4月11日在深圳国际会展中心联合举办2010移动测试研讨会，研讨会以“3G时代的测试新技术”为主题，邀请了安捷伦,艾法斯，安立，众友科技等行业权威专家，与中国的测试、认证的负责人进行广泛的交流和沟通。通过一天的研讨和现场的展示互动，促进移动测试领域的合作和发展。
2010移动测试研讨会，对所有专业参会嘉宾免费参加，有意向参加2010移动世界深圳峰会其他论坛的人士，也可以免费报名参加。组委会联系人：李海燕，Tel: 0755-86130398转3214；Fax: 0755-86130218；E-mail: hy.li@morlab.cn
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回执/Receipt：
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请双击表格中填写并回传。
注：因场地有限，每家企业限3人以内，敬请谅解！请务必清楚填写电邮地址，以便确认报名资料。 






